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Redenf tvof{ komplexni systém pro zajil- 4;9

t&n{ b&3%fciho programu v mikropolita&i podle
obr. 1. Chronologie ¢innosti: p¥i vypadku 4 /

nebo poklesu sftového nap&ti dojde k p¥eru- % 31

Sen{ bd%fciho programu a ulofeni pot¥ebnych —_ .6
informaci do zdlohované paméti RWM, podle a

potfeby uiivatele k dal3im nutnym &innostem P
mikropoditade. Zalohovand pam&f RWM a mikro-
procesor se zablokuje. PIi vzestupu s{tového 2 Q —*
nap&ti prob&hne podle potfeby u¥ivatele &in-
nost nutnd po vypadku a potom program pokra-
%uje v mist&, kde byl pferuSen vypadkem.
Novost spodf{vd v komplexnosti hardware a
software, v programové kontrole a p¥{padné
korekci &innosti mikropo&itade, jinak ovlé~
daného jen hardwarem. To &ini cely systém 10
odolny proti poruchdm a schopny Usp&iné te-

%it libovolny prib&h vypadku, nebo kolisanf %

s{tového napéti. >
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Vyndlez feX{ zapojen{ pro zajist&ni b&%ficiho programu mikropo&{tade pfi vypadcich napé-
jeni. :

Doposud zndmd zapojeni nejsou plné& spolehlivd a jsou zabezpefovdna pouze vlastnim zapo-
jenim napidjecfch obvodd mikropo&{itade. Tato zapojenf jsou citlivd na vn&j3{ primyslovA rufeni
a nejsou schopna ¥e3it libovolny prib&h vypadku napdjectho nap&tf.

V{ie uvedené nedostatky dosud zndmych zapojenf pro zaji¥t&n{ b&%fcfho programu mikropo-
&{tade p¥i vypadcich napdjenf{ odstrafiuje zapojeni podle vyndlezu, jeho% podstata spodiva
v tom, ¥e mezi vstup pro nap&djeci nap&tf a ¥idici vystupy RST2 a RST1 je zapojen prvni odpo-
rovy trimr, prvni kompardtor s hysterezi, filtry a monostabilni klopné obvody. Mezi negovanym
vystupem prvniho kompardtoru s hysterez{ a filtrem je vystup pro &tenf{ INFKO. Na vstup pro
napédjeci nap&t{ je z&rovef zapojen druhy odporovy trimr, jen% je spojen s druhym kompar&torem
s hysterezf, jeho% v¢stup je spojen s prvnim vstupem prvnfho logického &lenu NAND a negovany
vystup je spojen p¥es filtr na prvnf vstup .druhého logického &lenu NAND.

V¢stup druhého logického &lenu NAND je spojen na druhy vstup prvniho logického NAND,
jeho% v¢stup je spojen na ¥{dic{ v¢stup RESET. Vstup ovlddéni OVLMP je zapojen do druhého
vstupu druhého logického &lenu NAND a do druhého vstupu logického &lenu AND, jeho% prvni
vstup je zapojen na negovany vystup druhého kompardtoru s hysterezi. Vystup logického &lenu
AND je spojen s druhym vstupem t¥etfho logického &lenu NAND, jehoZ prvni vstup je pf¥es inver-
tor zapojen na vstup pro vyb&r a vystup je spojen na vystup pro vyb&r pamdti.

vyhodou zapojeni je snfZfenf citlivosti na vn&j3{ primyslovd ruZenf a zvyZen{ spolehli-
vosti systému, v ném%Z je zapojeni podle vyndlezu pouZito a ktery je pak schopen fefit lipo-
volny prib&h vypadku napdjen{ v zdvislosti na &ase a lrovni. To je zabezpe&eno jednak vlast-
nim zapojenim, jednak programovym vybavenim, které provede vidy p¥ed z&sahem do &innosti mik-
ropoéitaée kontrolu a korekci této kontroly, cof &ini systém odolny proti poruchdm a chybém.

Na p¥ipojenych vykresech je zndzorn&no zapojeni a ¥innost zapojenf pro zaji¥tdnf bd%iciho
programu mikropo&itae p¥i v¢padcich napdjeni. Na obr. 1 je vlastni zapojeni zabezpedovaciho
obvodu, na obr. 2a a 2b jsou zndzorn&€ny prib&hy vystupl kompardtord s hysterez{ v z4vislosti
na drovni nap&tf.

Podle obr. 1 mezi vstup
odporovy trimr 2, kompardtor

1 napéjeciho napét{i a ¥idicf vystupy 6 a .8 pferulenf je zapojen
s hysterez{ 3, filtry 4 a monostabilni klopné obvody 5 a 7. Ne-
govany vystup 31 kompardtoru s hysterezi 3 je vyveden jako vystup pro &teni mikropo&ita&em 9.
Mezi vstup 1 napdjeciho napSt{ a Ffdic{ v¢stup 15 RESET je zapojen odporovy trimr 10, kompa-

rdtor s hysterez{ 11 a dvouvstupovy logicky &len NAND 12.

Vstup 121 logického &lenu NAND 12 je spojen s vystupem 111 komparétoru s hysterez{ 11.
Negovany vystup 112 kompardtoru s hysterezi 11 je spojen pfes filtr 4 se vstupem dvouvstupo-
vého logického &lenu NAND 13, jeho%# vystup je spojen se vstupem 122 logického &lenu NAND 12.
Do druhého vstupu 131 logického &lenu NAND 13 je zapojen vstup 14 pro ovlddani mikropoditadem.

Vstup 18 je zapojen p¥es invertor 19 do vstupu 201 logického &lenu NAND 20, jehoZ vystup
je vyveden na ¥idic{ v¢stup 21 pro ¥fzeni pam&tf. Negovany vystup 112 kompardtoru s hysterezi
11 a vstup 14 je spojen se vstupy 171 a 172 logického &lenu AND 17, jehoZ vystup je spojen
se vstupem 202 logického &lenu NAND 20.

Funkce zapojeni spolivd v tom, %e na vstup 1 je pfivédeno napdjeci nap&ti{. Vstupn{ napdti
je vedeno pfes odporovy trimr 2 na kompardtor s hysterez{ 3, jeﬁoi charakteristika je na
obr. 2a. Na vystupech kompardtoru s hysterezi 3 jsou zapojeny filtry 4 a monostabilni klopné
obvody 5 a 7, které generujif ¥idici signdly p¥erufovactho systému mikropo&ita&e RST1 a RST2.
P¥i poklesu napdjecfiho napétf{ nebo p¥i jeho né&sledném vzestupu vyhodnoti kompardtor s hyste-
rez{ 3 tyto zm&ny a zpisobf p¥eklopeni monostabilnich klopngch obvodd 5 a 7, na jejich¥ vy-
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stupech 6 a 8 se pak objevi signdl hldZen{ t&chto zm&n napdjecfho nap&ti. Filtry 4 ovliviuj{f
citlivost reakce na krédtkodobé zm&ny a poruchy. Negovany vystup 31 kompardtoru s hysterezi 3
je veden na vy¢stup 9 pro &tenf{ mikropo&italem. Tento vystup 9 slou%{ k programové kontrole
Cinnosti. Vysledek kontroly ovliviiuje vyslednou &innost systému a také signil na vstupu 14
pro ovlédinf mikropo&ftalem, ktery blokuje ¥fdic{i vystupy 15 a 21.

Vstupni nap&t{ je také vedeno na odporovy trimr 10. V§stup odporového trimru 10 je zapo-
jen na komparator s hysterezf 11, jeho¥ charakteristika je na obr. 2b. Poklesne-1li vstupni
nap&ti pod nastavenou hodnotu kompardtoru s hysterezf 11, tuto zm&nu vyhodnoti a vysledkem
je signdl RESET na ¥idicim vystupu 15, ktery zastavi &innost mikroprocesoru. Signdl z kompa-
rédtoru s hysterezi 11 je té% veden na logicky &len NAND 20 p¥es logicky &len 17. Vgstup 21,
ktery je vystupem logického &lenu NAND 20 ovl4d4 z&lohované pamdti.

Zapojenf pro zaji$t&ni{ b&Zficf{ho programu mikropo&itade p¥i vypadcich napdjeni je urdeno
zejména pro systémy, kdy vypadek napdjeciho nap&tf nenarusi probifhajfci{ &innost a po skon&eni
vypadku pokraduje systém v Sinnosti.

PREDMET VYNALEZU

Zzapojeni{ pro zajisténf{ b&%{ciho programu mikropodita&e p¥i vypadcich napdjeni vyzna&ené
tim, %e mezi vstup pro napdjeci{ nap&tf (1) a ¥fdic{ vystupy RSTZ (6) a RST1 (8) je zapo,:n
prvni{ odporovy trimr {2), prvni kompardtor s hysterezf (3), filtry (4) a monostabilni klopné
obvody (5) a (7), pfilemZ mezi negovanym vystupem (31) kompardtoru s hysterez{ (3) a filtrem
(4) je vystup pro &teni INFKO (9), a zdroven je na vstup pro napdjeci napé&t{ (1) zapojen
druhy odporovy trimr (10), jen% je spojen s druhym kompardtorem s hysterezi (11), jeho? v¥stup
(111) je spojen s prvnim vstupem (121) prvniho logického &lenu NAND (12) a negovany vystup
(112) je spojen pfes filtr (4) na prvni vstup (131) druhého logického &lenu NAND (13), jeho¥
vystup (133) je spojen na druh§ vstup (122) prvniho logického &lenu NAND (12), jeho¥ vystup
(123) je spojen na ¥fdici vystup RESET (15), a soulasné je vstup ovlddaci OVLMP (14) zapojen
do druhého vstupu (132) druhého logického &lenu NAND (13) a do druhého vstupu (172) logického
&lenu AND (17), jeho% prvni vstup (171) je zapojen na negovany v¢stup (112) druhého kompar&-
toru s hysterezi (11) a v§stup (173} je spojen s druhym vstupem (202) t¥etfho logického &lenu
NAND (20}, jehoZ prvni vstup (201) je p¥es invertor (19) zapojen na vstup pro vyb&dr (18) a
vystup (203) je spojen na vystup pro vyb&r pamdti (21).

2 vykresy



257855

-4

4 / 5
:f 31 { 6
Q —
8
2 Q | »
1 : 32 T
B 4 7 a2
SN 1, 121 123,15
oy 12
10 @_Y— :
112 33
14 [1‘2 13
b 17.
17‘%‘1 173
172 20
18 7 20 o
! ‘ L ’
\19 201

Obr. ¢



257855

Q)
1
O *
0 b —— — —
18 195 =
U sité [V]
Obr. 2a
QA
1
& Y
o] I
1 L ’
50 175
| U sité[v]

Obr 2b




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

